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Microscopios

Microscopio estereoscopico con zoom KERN OZL-47

Lab Line

0ZL 473

Muy versatil, flexible y econémico, con luz incidente flexible para talleres de formacion,
centros de pruebas y laboratorios

Caracteristicas

El microscopio estereoscépico con zoom de la
serie OZL-47 de KERN resulta muy préactico
gracias a sus buenas propiedades épticas,

su sencillo manejo y su enorme comodidad
de uso gracias a su disefio ergonémico

Una caracteristica destacable es el potente e
infinitamente variable iluminacién LED integrado
de doble cuello de cisne (luz incidente), que puede
ser individual y rdpidamente ajustable iluminacién

Ademds de las buenas propiedades 6pticas,
estos modelos ofrecen el maximo confort

de su categoria, gracias a su gran superficie
de trabajo, lo que resulta éptimo para centros
de formacion, talleres y lugares de montaje y
reparacion, p. €j., en la industria electrénica

Este microscopio le ofrece de serie un aumento
total gradual de 7x-45x%

ESTANDAR

- El caballete de columna le ofrece la méxima
flexibilidad y la libertad de retirar el cabezal del
microscopio e integrarlo en otro sistema modular
como p. ej. En un caballete universal

- Tiene a su disposicién como accesorios una
gran seleccién de oculares, unidades de
iluminacién externay objetivos especificos

- El &mbito de suministro incluye una capota
de proteccién contra el polvo, portaoculares
de goma, asi como instrucciones de uso en
varios idiomas

- Para la conexién de una camara al modelo
trinocular se requiere un adaptador C-Mount
que podra seleccionar en la lista de equipamiento

- Encontraré los detalles en las siguientes
tablas sinépticas

Area de aplicacién

- Formacidn, fertilizacién in vitro, certificado de
parasitos, zoologia y boténica, preparacién de
tejidos, seccién, control de calidad

Aplicaciones/Muestras

- Preparados centrados en impresién espacial, zoom
con aumento variable (profundidad, densidad),
p. ej. insectos, semillas, placas de circuitos
impresos, componentes

Datos técnicos

- Sistema 6ptico: Optica Greenough
- Lailuminacién se puede atenuar
« Tubo inclinado 45°
- Proporcién de ampliacién: 6,4:1
- Distribucién del recorrido éptico OZL 474: 100:0
- Distancia entre ojos: 55-75 mm
- Compensacién de dioptrias en ambos lados
- Dimensiones totales AxPxA
300%240x420 mm

- Peso neto aprox. 4 kg
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360° BINO TRINO LED IL Z00M 230V 1 DAY
Modelo Configuracion estandar
Tubo Ocular Campo visual  Objetivo Caballete lluminacién
KERN mm Zoom
0ZL 473 Binocular ~ HWF 10x/® 20 mm ?28,6-4,4 0,7x-4,5x% Columna 3W LED (luz reflejada)
OZL 474 Trinocular ~ HWF 10x/@ 20 mm @ 28,6-4,4 0,7x-4,5x% Columna 3W LED (luz reflejada)
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Microscopios

Microscopio estereoscopico con zoom KERN OZL-47

Ocular Caracteristicas - Objetivos

Ampliacién Estandar Objetivos auxiliar

1,0x 0,5% 0,75x 1,5% 2x

Ampliacion total 7% -45x% 3,5%x-22,5% 5,3x-33,8x 10,5% - 67,5% 14x -90x
HSWF 10x

Campo visual mm ? 28,6-4,4 ®57,1-8,9 @ 38,1-5,9 ?19-3 ?14,3-2,2

Ampliacién total 10,5% - 67,5% 5,3x-33,8x 7,9x-50,6x% 15,5%-101,3x 21x-135x%
HWF 15x

Campo visual mm ®21,4-3,3 8 42,9-6,7 ®28,5-4,4 ?14,3-2,2 810,7-1,7

Ampliacién total 14x - 90x 7% -45x 10,5% - 67,5% 21x-135x 28x-180x
HSWF 20x

Campo visual mm ?14,3-2,2 @ 28,6 -4,4 ?19,1-2,9 $9,5-15 87,1-1,1

Ampliacién total 17,5% -122,5% 8,8x-56,3% 13,1x-91,9x 26,3 -168,8x 35%x-225x
HWF 25x

Campo visual mm ®12,9-2 @ 25,7-4 ®17,2-2,7 ?8,6-1,3 ?6,4-1
Distancia de trabajo 105 mm 177 mm 120 mm 47 mm 26 mm
Altura maxima de la muestra 140 mm 35 mm 80 mm 165 mm 185 mm
Implementos modelos Modelo KERN Ndmero de

pedido
0ZL 473 0ZL 474

HWF 10x/@ 20 mm vv vv 0ZB-A4631
Oculares HSWF 15%x /@ 15 mm (e]e] (e]e] 0ZB-A4632
(30,0 mm) HWF 20% /9 10 mm oo oo 07ZB-A4633

HSWF 25%/% 9 mm (e]e] (e]e] 0ZB-A4634

0,5x O O 0ZB-A4641

0,75x% o o 0ZB-A4644
Objetivos auxiliar 1,5% O O 0ZB-A4642

2,0 o o 0ZB-A4643

Lentilla de proteccién de soldadura o o 0ZB-A4645

1x (enfoque ajustable) v 0ZB-A4809
C-Mount 0,3 (enfoque ajustable) (0] 0ZB-A4810

0,5x (enfoque ajustable) e} 0ZB-A4811
Ac'iaptador de 1,0%; para el mqntaje de una cémara dg ocular en la o o 0ZB-A4863
camara para ocular conexién para trinocular del microscopio

Columna, con iluminacién LED 3W
Caballete (luz reflejada) v v
Uso con caballete Negro-blanco/® 95 mm v v 0ZB-A4806

lluminacién externa  Encontraré la informacién sobre las unidades de iluminacién externas en el catalogo, en la pagina 87, y en internet.

v’ = incluido en el suministro O = opcién
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KERN Pictograma

(o) Cabezal de microscopio L lluminacion fluorescente Z Medicion de longitud oo Alimentacién con baterias
° - o . g ; A
0 giratorio 360 rLgo| Para microscopios de luz SoALE Escala integrada en el | Preparada para funciona-
i reflejada ocular miento con pilas. El tipo
Con lampara de vapor de de bateria sg ind.ica es
o Microscopio monocular alta presién de100 Wy filtro ﬁ Tarjeta SD cada aparato.
oo | Para examinar con —| Para almacenamiento
un solo ojo © lluminacién fluorescente de datos - =
rlep Paramicroscopios de luz msp Alimentacion con
00 Microscopio binocular refle_jadq = Interfaz USB 2.0 wouree Pateria recargable
N Para examinar con Con iluminacion LED de .%’usazu Para transmissio de dados preparado para el
los dos ojos 3 Wy filtro - funcionamiento con
bateria recargable
go1 Microscopio trinocular © Unidad de contraste <2 Interfaz USB 3.0
OO para examinar con los dos o1 de fases Para transmissdo de dados Fuente de ali tacié
TRINO | 205 y opci6n adicional de Para un contraste USB 30 g Fuente de alimentacion
conexién de una cdmara mas intenso 230y | de enchufe _
= |Interfaz de datos WIFI 230 V/50Hz. De serie
Condensador de Abbe @ Elemento de campo v;ol‘Fl Para la transmision de la estandar en EU. Por pedido
/\ Con una elevada apertura o oscuro/Unidad Imagen a un equipo de especial también estandar
ABBE | humérica, para formacién Mejora del contraste por visualizacion mévil para otros paises
de haces de rayos de luz iluminacion indirecta (GB, USA, AUS)
y enfoque de rayos de luz = HDMI Camara digital
i izacié Para la tranmisién directa . .
J[V] Unidad de polarizacién HOMI : i Fuente de alimentaci6
O lluminacién halégena PL"L'ZR Para la polarizacion dela imagen a un equipo —« | ‘1 n g alimentacion
Para una imagen especial- de la luz de visualizacion 230v | INtegrada )
HA | mente luminosa y de gran Integrado en el micro-
contraste o0 Sistema alinfinito Software para scopio. 230 V/50Hz
Sistema 6ptico corregido o €1 ordenador estandar en EU. Otros
£ | Nluminacién LED NFNTY! Sin fin Para traspasar los estandares como
- Fuentes de luz fria, valores de medicion p. ej. GB, AUS, USA
larga duracién y ahorro Jo) Funcién zoom a un ordenador. a peticion.
de energia. oo En microscopios »
estereoscopicos [avro Compensacién de tempe- Envio de paquetes
& Tipo de iluminacién: -~ ratura automatica (ATC) [ =N En el pict indi
— luzreflejada F1% Enfoque automtico Para mediciones entre 1DAY ; nde pic f’g;a”?a se Indica
L o 0 ° ° a duracién de la puesta a
Para muestras L' 4" Ppara regular automética- 10°Cy30°C : duracion @e 1a p
no transparentes A1 mente el grado de nitidez disposicion interna del
7YYy Proteccién antipolvoy producto en dias.
9 Tipo de iluminacién: || Sistema éptico paralelo P | Eﬁlgl'c?ggrar:nﬁx:e: indica -
= luztransmitida oz, Para microscopios estereo- ot c?de grotecc'én e mm; Envio de paletas
Para muestras scopicos, permite trabajar DINIpEN 60%29:201)0—’09. Soavs  EN el pictograma se indica

transparentes

lluminacion fluorescente
Para microscopios
estereoscépicos

sin cansarse

IEC 60529:1989+A1:1999
+A2:2013

la duracién de la puesta a
disposicién interna del
producto en dias.

Abreviaturas
C-Mount Adaptador para la conexién de cdmara Camara SLR  Cémara de reflejo especular
al microscopio trinocular
SWF Campo superamplio (nimero de campo visual
FPS Tomas por segundo |
de @ min. 23 mm con ocular de 10 aumentos)
H(S)WF Campo muy (super) amplio (ocular con enfoque W.D Distancia de trabajo
para personas que usan gafas)
. X . X WF Campo amplio (nimero de campo visual hasta
LWD Distancia de trabajo amplia
@ 22 mm con ocular de 10 aumentos)
N.A. Apertura numérica
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